Pracownia podstaw elektroakustyki

Cwiczenie nr 11,

Pomiar parametrow schematu zasipczego gténika

1. Celéwiczenia.
Zapoznanie gi ze schematem zaptzym gidnika i metod pomiaru jego parametréw.

Parametry Thiele-Smalla

2. Spis aparatury.

> System pomiarowy WinPomi

> Badane gténiki
> Masy obcizajace, obudowa pomiarowa, rezystor wzorcowy

3. Programéwiczenia.
Wykorzystupc system Winpomi zmierzycharakterystyk impedancji dla obu gkmikow:
> bez obudowy,
> w obudowie zamkniej (pomiarowej),
> bez obudowy z membrambchzona mas dodatkovs Mg, nalezy wykona cztery

pomiary z masami rownymi 10g, 25¢g, 50g, 100g.

Zapisa pliki z wynikami pomiarow.
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> Wykresli¢ zmierzom charakterystyk w uktadzie wspotrgdnych R-X (wykres kotowy,
hodogram) w tym celu wyeksportoweo plikow tekstowych widma sygnatow (FFT),
przy pomocy arkusza kalkulacyjnego obli€zharakterystylk impedancji, wykréli¢

charakterystyk czestotliwosciowa modut impedancii.
> Okresli¢ parametry ukladu zagiczego giénika na podstawie pomiarOw z masami i z

obudowa:
- rezystangj cewkiRe,
- stah przetwarzania elektromechanicznégjp
- podatné¢ zawieszé C,,
- mag ukladu drgajcegoMys,
- rezystangj mechanicza Ry
> obliczy¢ pozostate parametry Thiele-Smalladtika:
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Uktad zastpczy gtanika w zakresie matych egtotliwosci ma posté
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Czestotliwos¢ rezonansowa géoika wynosi:
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Majac czstotliwas¢ rezonansow gtosnika nieobcizonego fp) | obciazonego mas dodatkove
Mg (fo), otrzymuje s¢ uktad rowna, z ktérego wyznaczagsMmsi Cnz
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Na podstawie charakterystyki impedancji elektry¢ameiktadzie R-X wyznacza sipozostate
parametry
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